XPIUG

/N

031216 1




N

&
&
&
#Kent Beck

®

2003/12/16




2003/12/16 3



N
\J

2003/12/16




N

2003/12/16




N

2003/12/16




N

2003/12/16

— Test Driven Development




N

2003/12/16




N

Kent Beck

Kent Beck

2003/12/16

AN




N

2003/12/16

10




N

2003/12/16

11




N

2003/12/16

12




N

2003/12/16

13




N

2003/12/16

14




s
—

2003/126 5




N

2003/12/16

16




N

> O

2003/12/16

17




N

> O

2003/12/16

18




N

> O

2003/12/16

19




N

2003/12/16

20




	テストパターン検討会「テストファーストにおけるテストパターンの活用」
	アジェンダ
	テストは重要ですね
	良いテストの条件
	良いテストの効果
	重要なポイント
	テストの問題点と解決策
	テストパターンとは
	Kent Beckテストに関するパターン
	下位のテスト
	モックオブジェクト
	自己接続
	ログ文字列
	クラッシュテストダミー
	テストとテスト対象の複合パターン
	ヌルオブジェクト
	インフォメーションセンター
	ビューステート
	オーダーシート
	ロールバック

